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TYP
Empyrean 2, Malvern Panalytical GmbH

LEISTUNGSSPEKTRUM
hochauflésende Rontgenbeugungsmessung mit schnellem Lineardetektor
temperaturabhdngige Messungen bis 1.200 °C in inerten oder reaktiven Atmospharen
Phasenanalyse und Bestimmung von KristallitgroBen
Dinnschichtanalyse mittels streifendem Einfall in Parallelstrahlgeometrie
Analyse groBBer Probensatze durch automatischen Probenwechsler und automatisierte Auswertung

TECHNISCHE DATEN
Feinstruktur-Rdontgenréhre Cu (LFF), 60 kV, 60 mA
Theta/Theta-Goniometer, Radius: 240 mm
Winkelbereich 2Theta : =111° bis 168°
minimale SchrittgréBe: 0,0001°
maximale Scangeschwindigkeit: 2°/s
Detektor: Halbleiter-Liniendetektor (PIXcel1D)
Energieaufldsung: < 450 eV
Probenwechsler-Kapazitat: 45 Proben
Hochtemperaturkammer: bis 1.200 °C, inerte und reaktive Atmospharen, Z-Positionskorrektur
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